AR-GE Mihendisi
Yetistirme Programi

Bir AR-GE Muhendisi'nin iyi bir muhendis olmasi ve
firmasinin urunleri ve prosesleri konusunda deneyimli ve
uzman olmasinin disinda bir AR-GE Muhendisi olarak
bilmesi gereken tum yontem ve araclari iceren kapsamli
ve uygulamali bir programdir.



u,
" Programa Kimler Katilmali?

+ Yeni urun ve/veya proses devreye alma calismalarini
yuruten ve yoneten tum orta ve ust duzey yoneticiler

+ AR-GE Muhendisleri
+ Proses ve Metot Muhendisleri

+ Urln iyilestirme sorumluluguna sahip mihendisler

Egitim boyunca Minitab™ Istatistik yazilimi kullanilir. Tim
katihmcilarin egitime Minitab™ yazilimi yuklu diz Usti
bilgisayarlariyla katilmalari gerekir.
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" AR-GE Muhendisi Yetistirme Programi

+ Dort ana bolumden olusan toplam 26 gunluk uygulamali
bir egitimdir.

+ Her bolum sonraki bolumler i¢in on kosuldur.

+ Her bolum sonrasi yapilan yeterlilik sinavlarinda ve
eqitimin sonunda yapilan sertifikasyon sinavinda basarili
olan adaylar “AR-GE Muhendisi” sertifikasi almaya hak
kazanirlar.
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Bélim 1: Temel AR-GE Yeterliligi Egitimi Igerigi

AR-GE 01 ‘ AR-GE Miihendisi Yetigtirme Programi - Temel

Modil

Tanisma, Giris ve Program
MINITAB Kisa Tanitim
Temel Istatistik

MINITAB'e Giris - Bolim 1
lleri Temel Istatistik

Dediskenlik Testleri

Olecme ve Kalibrasyon - Degdisken Veri
Olcme ve Kalibrasyon - Niteliksel Veri

Temel AR-GE Yeterlilig Sertifika Sinavi

Toplam Gin 10
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Béliim 2: Deney Tasarimlari Egitimi Igerigi

AR-GE 02 ‘ AR-GE Miihendisi Yetistirme Programi - Deney Tasanmi

Modiil

Rastlantlsal Blok Deney Tasarimlari

Tam Faktoriyel Deney Tasarimlari

Tam Faktdriyel Deney Tasarimlari

2 Tam Faktoriyeller - Merkez Noktalar ve Bloklama

Kesirli Faktoriyel Deney Tasarimlari

Faktoriyel Deney Tasarimlari Gézden Gecirme Sinavi
Deney Tasarimi - Tekrar
oklu Regresyon
Tepki Yuzeyi Tasarimlari
EVOP / PLEX Genel Baki

12 Deney Tasarimi Sertifika Sinavi

Toplam Giin 6
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" Béliim 3: Giivenilirlik Analizleri Egitimi Igerigi

AR-GE 03 ‘ AR-GE Miihendisi Yetistirme Programi - Giivenilirlik Analizi

Modil | Gin Konu
1
1

0 | 1 | Lojistik Regresyon
Givenilirlik Analizi

22 | 1 | Guvenilirlik Analizi Sertifika Sinavi
Toplam Giin
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" B6liim 4: Yeni Uriin/Proses Devreye Alma

AR-GE 04 ‘ AR-GE Miihendisi Yetistirme Programi - Sertifikasyon

Modiil
100 1 Deger Analizi - FAST
Tasarim FMEA

110 TRIZ

Yeni Uriin Devreye Alma Planlamasi - Kontrol Plani
AR-GE Projelerinin Ydnetilmesi

130
140 *AR-GE Miihendisi Sertifika Sinavi
Tnlam Giin 9
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" Béliim 5: Uretim Prosesleri Kontrolii

+ Asagidaki program AR-GE Muhendisleri igin zorunlu
olmamakla birlikte tum AR-GE Muhendislerine onerilir

AR-GE 05 ‘ AR-GE Miihendisi Yetistirme Programi - Se¢cmeli

Modil

*|statistiksel Proses Kontrol - Degisken Veri
*Istatistiksel Proses Kontrol - Niteliksel Veri

60 **Qlumsallik Tablolari Ki-Kare Testleri

Toplam Giin 3
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